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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RADIAMETRE DE PRODUIT EXPOSITION-SURFACE

PREAMBULE

1) Les decxsxons ou accords officiels de la CEI en ce qux concerne les questxons techmques préparés par des Comités d’Etudes

ou mesure possible
un

hccord mtematlonal sur les sujets examinés.

2) Ceq décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées co eités nationaux.

3) Daps le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vee
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, da iops nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et Ja rg a popdante doit, dans la
medure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

4) La{CEIn’afixé aucune procédure concernant le marquage comme indjcatjon™d ati a responsabilité p’est pas engagée
qudnd il est déclaré qu’un matériel est conforme a I'une de ses reco 1

La 62B: Appareils & rayons X |fonctionnant

jusqua e d N° 62 de la CEI: Equipemerts électriques
dans

a La Haye en 1974. A la suite de ¢ette réunion,

un projet, 3 ; S )23Mut soumis & I'approbation des Comités natiqnaux suivant
la Ré

Italie

Japon
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Suéde

Suisse

Eh\tn ITv\|n a> T :
56 ‘ Fer .\1;.;\, Tarqc

Israél

Autres publications de la C E1 citées dans la présente norme :
Publications n® 50 (391): Vocabulaire Electrotechnique International, Chapitre 391: Détection et mesure par voie électrique
des rayonnements fonisants.
278 : Documentation a fournir avec les appareils de mesure électroniques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AREA EXPOSURE PRODUCT METER

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as posSible, an international

consensus

2) They have
sense.

3) In order {
the text off
between |

indicated i

item of eqy

This starjdard has been prepared by Sub-
and Accesspries, of IEC Technical Committe

A first d

draft, Docy

Six Month

The folld

f opinion on the subjects dealt with.

lapan

the form of recommendations for international use and they are accepted by the

b promote international unification, the IEC expresses the wish that all Natignal\Committees s
the IEC recommendation for their national rules in so far as national génditions wil} ‘perwit.

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

Linited States of America

e in that

adopt
vergence
clearly

when an

400 kV

eting, a

Netherlands

Other I EC publications quoted in this standard :

Publications Nos. 50 (391): International Electrotechnical Vocabulary, Chapter 391: Detection and Measurement of lonizing

Radiation by Electric Means.

278: Documentation to be Supplied with Electronic Measuring Apparatus.
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1.

2.

31

321

RADIAMETRE DE PRODUIT EXPOSITION-SURFACE

Domaine d’application

Cette norme s’applique aux performances et aux essais des RADIAMETRES DE PRODUIT EXPOSITION-
SURFACE destinés & mesurer le PRODUIT EXPOSITION-SURFACE regu par le PATIENT, lors des EXAMENS

RADIOLOGIQUES MEDICAUX.

Introduction

L’intérét de mesurer couramment le PRODUIT EXPOSITION-SURFACE €
permettant de diminuer les IRRADIATIONS de PATIENTS subissa
MEDICAUX.

En présence de relevés convenables, il est possible d’ef!
rentes techniques d’examen, de définir la technique sou

L’étude des résultats d’un tel instrument p
ment d’un systéme de production d’image

erminologie

Degré des prescription

— «devoir»
-« dev011:>

renifie que le respect d'une prescription peut étre réalisé
, pour la conformit¢ a la norme.

(e paragraphe ne contient que les définitions relatives & I'utilisation des RADIAMETR

e fi urrw: information
S

§IOLOGIQUES

5 entre diffé-
DIATION mini-

¢gard, de telles

ssionnelle.

erte de rende-

bur la confor-

ment recom-

i’ une maniere

ES DE PRODUIT

EXPOSITION-SURFACE.

Les définitions d’autres termes utilisés dans cette norme figurent dans I’annexe B.

Produit exposition-surface

Produit de la surface du FAISCEAU UTILE par la moyenne de PEXPOSITION dans la section droite
de ce faisceau, ces deux valeurs étant mesurées a la méme distance du FOYER du TUBE RADIOGENE,

3.2.2 Radiamétre de produit exposition-surface

RADIAMETRE destiné 4 mesurer le PRODUIT EXPOSITION-SURFACE.
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1.

2.

3. Terminology

31

321

to establish a technique giving minimum radiation to a PATIED
that [technique; in this respect, such measurements have %
trainfng establishments.

system.

Degrde of requirements

AREA EXPOSURE PRODUCT METER

Scope

This standard deals with the performance and testing of AREA EXPOSURE PRODUCT METERS

Introduction

intended to measure AREA EXPOSURE PRODUCT to the PATIENT during MEDICAL RADIOLOGICAL
EXAMINATIONS.

THe purpose of routine measurement of AREA EXPOSURE PRODUCT is to hel

all reduction in the radiation received by PATIENTS undergoing MEDICAL RADIOLOGTH

Prpvided adequate records are kept, it is possible to compare di

Examination of records may also indicate a deteriordtio

ThisSsub-claude/contains only those definitions whose use is restricted to the use

n over-
ATIONS.

niques,
ance of
hnce in

duction

pith the

t is not

ed in a

f AREA

EXPOSURE PRODUCT METEKRS.

Definitions of other terms used in this standard are given in Appendix B.

Area exposure product

The product of the area of the USEFUL BEAM and the EXPOSURE over the cross-section of the

USEFUL BEAM, both quantities being measured at the same distance from the FOCAL SPOT.

3.2.2  Area exposure product meter

RADIATION METER intended to measure AREA EXPOSURE PRODUCT.
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3.2.3  Débit de produit exposition-surface

Quotient de [l'accroissement du PRODUIT EXPOSITION-SURFACE par l'accroissement de lemps
correspondant.

324 Champ utile

La section droite du FAISCEAU UTILE, perpendiculaire & la direction spécifiée de celui-ci et & une
distance spécifiée du FOYER ou dans un plan de mesure spécifique.

3.2.5 Dispositif de mesure

Dispositif qui regoit le signal de sortie d’un transducteur pour le transformer de fagon qu’il
puisse €tre injecte dans un DISPOSITIF D’ AFFICHAGE Ou D’ADAPTATION d ’inform\atiﬁ

3.2

)}

Dispositif d’'affichage

Dispositif qui regoit le signal de sortie d’un DISPOSITIF DE
contenue dans le signal en une forme convenant a ’obsg

I’'information

3.2.7 Dispositif d'adaptation

1 convertit 'information contenue
¢ dispositif.

Dispositif qui regoit le signal d’un DISPO!

URE. et
ceter dan aut

328

5

gsure la stabilité de la réponse dyt RADIAMETRE
purement électrique ou comprendre une SOURCE

329

3.2.1

hleur vrale du

4. Eléments constituants principaux

Le RADIAMETRE DE PRODUIT EXPOSITION-SURFACE est formé des principaux éléments constituants
suivants:

— Une CHAMBRE D IONISATION,

— Uun DISPOSITIF DE MESURE,

— Un DISPOSITIF D’ AFFICHAGE,

— un DISPOSITIF D’ADAPTATION (sur option, suivant nécessité),

— un CONTROLEUR D’ETALONNAGE.
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3.2.3  Area exposure product rate

The quotient of an increment of AREA EXPOSURE PRODUCT by the corresponding increment of

time.

3.2.4 Useful field

The cross section of the USEFUL BEAM, perpendicular to its specified direction at a specified

distance from the FOCAL SPOT or at a specified plane of measurement.

3.2.5 Measuring device

A device which receives an output signal from a transducer and processes the-signal into a form

suitabple to be fed into a PRESENTATION DEVICE Or 4 DISPLAY DEVICE.

3.2.6 Display device

A dlevice which receives the output signal from a MEASURING DEV
contdined in the signal into a form suitable for visual observgt

3.2.7 Prefentation device

A dlevice which receives the output signal from a
contgined in the signal into a form suifable forb

3.2.8  Stability check device

A Hevice, either a sepgrs
RESPONSE of the RADIARION
electrical device or ns

3.2.9 Response Q

THe quotient
3.2.10 Li

EXPO

Tk axi permissible deviations of the INDICATED VALUE from the true value of t

mation

mation

pility of

purely

1C AREA

4. Main components

The AREA EXPOSURE PRODUCT METER consists of the following main components:

—~ IONIZATION CHAMBER,

~ MEASURING DEVICE,

— DISPLAY DEVICE,

— PRESENTATION DEVICE (optionally where appropriate),

— STABILITY CHECK DEVICE.
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5. Performances

5.1 Qualité du rayonnement

L’instrument doit convenir au moins pour les QUALITES DE RAYONNEMENT comprises entre un
rayonnement correspondant a une DIFFERENCE DE POTENTIEL DU TUBE RADIOGENE de 50 kV et une
COUCHE DE DEMI-TRANSMISSION de 1,5 mm d’aluminium et un rayonnement correspondant & une
DIFFERENCE DE POTENTIEL DU TUBE RADIOGENE de 150 kV et une COUCHE DE DEMI-TRANSMISSION de
6 mm d’aluminium.

5.2 Plan de mesurage

L’instrument doit étre congu pour indiquer le PRODUIT EXPOSITION-SURFACE du FAISCEAU UTILE

pour le plan d’incidence du rayonnement sur le PATIENT, en excluant autagl—cp{possible I'apport de
TeTrodiffusion SUr 1a valeur mesuree.

5.3 |Etendue des calibres de lecture

5.3.1] Pour un affichage analogique, la plus petite VALEUR INDIQU supérieure a
10 R cm?2 (1 R cm? dans le cas d’examen pédiatrique); la plus grandse EE ne doit pas

532 ngdoit pas tfe supériedre & 10 R cm?2

533 dres valables, parmi la gamme des

calibres, en demeurant dans les L. . i I'article 6.

5.4 |Temps de réponse

On doit pouvoi 5 55, aprés la

T EXPOSITION~
x10 ' R em?
"' dans les LIMITES D’ERREUR de = 10% lorsque le DEBIT DE PRODUIT

le plus fort est appliqué pendant un temps au plus égal a 10 ms.

LCl }Jl\:b;b;ull db lbbtul\z du FRULUTT  EATUSTTIUNTSURIACLE, d\:ﬁll;\/ ay }quaélap}u. 6.1, dOit étre
obtenue pour une durée d’ IRRADIATION de 1 ms (ou moins si spécifié) et pour une durée d’examen
de 1 h.

6.3 Limites d’erreur du dispositif de mesure et du dispositif d’affichage
6.3.1 Affichage analogique linéaire

Pour les LECTURES au-dessus de 50% de la fin d’échelle, I'erreur sur une VALEUR INDIQUEE ne doit
pas dépasser + 10% de cette valeur. Pour les LECTURES en dessous de 50% de la fin d’échelle,
Perreur sur une VALEUR INDIQUEE ne doit pas dépasser = 5% de la VALEUR INDIQUEE correspondant
a la fin de Péchelle.
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5. Performance

5.1 Range of radiation gualities

The instrument shall be suitable at least for RADIATION QUALITIES ranging from an X-RAY TUBE
POTENTIAL DIFFERENCE of 50 kV and a HALF-VALUE LAYER of 1.5 mm aluminium to an X-RAY TUBE
POTENTIAL DIFFERENCE of 150 kV and a HALF-VALUE LAYER of 6 mm aluminium.

5.2 Plane of measurement

The instrument shall be designed so as to indicate the AREA EXPOSURE PRODUCT in the USEFUL
BEAM for the plane in which the radiation is incident on the PATIENT excluding, as far as practicable,
the cantribution of back-scattering to the measured value

5.3 Rangq of indication

5.3.1 For } cm?
when| R ¢cm?2
and {

5.3.2 For 2 when
speci R cm?
and

5.3.3 The out the
entir

5.4 Respd

A greater
than

6. Limits

6.1 Effec

TH L POSURE
PROI] at least
3x1] [T RATE
apply

6.2 Effec

TheNaccuracy of the indicated AREA EXPOSURE PRODUCT as required in Sub-clause 6.1 fhall be

achieved for an IRRADIATION time as short as I ms (or less, if specified) and for an examination time
as long as 1 h.

6.3 Limits of error of the combined measuring device and display device
6.3.1 Linear analogue display

For SCALE READINGS greater than 50% of full scale, the error of an INDICATED VALUE shall not
exceed + 10% of that value. For SCALE READINGS less than 50% of full scale, the error of an
INDICATED VALUE shall not exceed £ 5% of the INDICATED VALUE corresponding to the full SCALE
READING.
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6.3.2  Affichage analogique logarithmique
L’erreur sur une VALEUR INDIQUEE ne doit pas étre supérieure a + 10% de cette valeur sur les deux
décades supéricuresdechaquecalibreetne doit pasétre supérieure a +20% de toute échelle du calibre.
6.3.3  Affichage numérique

L’erreur sur une VALEUR INDIQUEE ne doit pas étre supérieure a + 10% de cette valeur ou + 1 bit,
la valeur la plus élévée étant applicable.

Note. — Les LIMITES D’ERREUR du paragraphe 6.3 ne concernent que la VALEUR INDIQUEE d’un signal connu, appliqué a
entrée du DISPOSITIF DE MESURE. L’incertitude totale de mesurage d’un RADIAMETRE DE PRODUIT EXPOSITION-
SURFACE est indiquée au paragraphe 6.4.

6.4 Limites d’erreur totales

D’erreur totale sur la VALEUR INDIQUEE d’un RADIAMETRE DE P [TON-SURFACE,
étalonné conformément au paragraphe 10.3, ne doit pas étre supérje

7. (onstruction de la chambre d’ionisation
7.1 DU FAISCEAU
7.2 en changeant
es conditions
7.3 LUMINEUX, la
au moins du
d’irradiation

7.4
7.4.1 rayonnement
POTENTIEL DU TUBE RADIOGENE de 100 kV., un TAUX 1)’ OSCILLATION
& FILTRATION TOTALE de 2 mm d’aluminium.
7.4.% EQUIVAKENT DWTTENUATION ne doit pas étre supérieur a 0,5 mm d’aluminium pur|d’une pureté
7.4.3 LENF D’ATTENUATION déterminé selon le paragraphe 7.4.1 doit étre indiqud en épaisseur
sur la partie extérieure de la CHAMBRE D’IONISATION.

8. Affichage et adaptation

8.1 Dispositif d’affichage — Généralités

8.1.1 Le DISPOSITIF D’AFFICHAGE doit indiquer clairement les valeurs du PRODUIT EXPOSITION-SURFACE,
exprimées en R cm2.

8.1.2  La VALEUR INDIQUEE doit étre proportionnelle a la charge de la CHAMBRE D’IONISATION avec une
précision suffisante pour satisfaire aux prescriptions de Particle 6.
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6.3.2 Logarithmic analogue display
The error of an INDICATED VALUE shall not exceed +10% of that value over the two upper
decades of any range and not more than + 20%. over the whole range.
6.3.3 Digital display

The error of an INDICATED VALUE shall not exceed +10% of that value or +1 digit, whichever is
the greater.

Note. — The LIMITS OF ERROR in Sub-clause 6.3 refer only to an INDICATED VALUE of a known signal applied to the input
of @ MEASURING DEVICE. The overall LIMITS OF ERROR of an AREA EXPOSURE PRODUCT METER are given in Sub-clause 6.4.

6.4  Overall limits of error

THe overall error of the INDICATED VALUE of an AREA EXPOSURE PRODUCK METER, ealibfated in

accofdance with Sub-clause 10.3, shall not exceed +25%.

7. Construction of the ionization chamber

7.1 The IPNIZATION CHAMBER shall be capable of being situated be he BEAY ICE and
the P|

7.2 The d so that
for v MBER 1S
prop

7.3 Ifthe y of the
IONIZ us flux.
The h in the
plan

7.4  Atten

7.4.1 Thd hdiation
gene ceeding
109 0| ¢

7.4.2 le not less
than

7.4.3 Thq rked in
thicknessof aluminium on the outside of the IONIZATION CHAMBER.

8. Display and presentation
8.1 Display device — General

8.1.1 The DisPLAY DEVICE shall clearly indicate the AREA EXPOSURE PRODUCT in R cm?.

8.1.2 The INDICATED VALUE shall be proportional to the charge from the IONIZATION CHAMBER to an
accuracy sufficient for the requirements of Clause 6 to be satisfied.
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8.1.3 Lavaleur totale indiquée du PRODUIT EXPOSITION-SURFACE doit, avec la précision prescrite, corres-
pondre & I'addition des PRODUITS EXPOSITION-SURFACE résultant des IRRADIATIONS successives,
effectuées au cours d’un examen d’une durée maximale de 1 h.

8.1.4  L’instrument doit comporter un dispositif de remise & zéro permettant d’annuler I'affichage indiqué.

8.2 Affichage analogique

8.2.1 La LECTURE doit étre donnée par un dispositif tel qu’un instrument & cadre mobile ou un enregis-
treur a style.
8.2.2  Sur les instruments & un seul calibre, P'échelle doit étre approximativement logarithmique.

8.2.3 Pour les instruments & plusieurs calibres, indicateur ne doit pas étr dommagé lorqu’une

ee au calibre

)})ieur, sans

pas différer

e plus bas.

8.2.4 | Il doit étre possible de passer d’un calibre donné a un autre calf
jue la VALEUR INDIQUEE du PRODUIT EXPOSITION-SURFACE SOit 7

8.2.5 [Sur les instruments a plusieurs calibres, la sensibilité ext
’un facteur supérieur 4 5.

8.2.6 fin d’échelle
3 x 103, 104,

B X 104 R cm2.
8.2.7 |[Les échelles doivent avoir une chiffrai 2 . he la lecture
buisse étre effectuée directement sur i 3 hutre qu’une

puissance de 10.

8.2.8 | Le calibre et le mujti
ment indiqués.

[t étre claire-
8.2.9 |La déviation maxi

¢’échelle.
8.2.10| La plus'pétpedivj

]

inale de fin

EXPOSITION-
1! DISPOSITIF

8.3 Af

8.3.1 concernant

|

8.3.2 'TEsfacteurs d echelle doivent eire des puissances de 10,

8.4  Dispositif d’adaptation

Des circuits de sortie fonctionnels peuvent étre prévus, présentant des formes en accord avec leurs
fonctions, par exemple:

~ coupure d’un circuit,
~ fermeture d’un circuit,
- signaux d’interface pour traitement de I'information.
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8.1.3  The total AREA EXPOSURE PRODUCT displayed shall indicate within the prescribed accuracy the

cumulative AREA EXPOSURE PRODUCT for repeated IRRADIATIONS over an examination time of up
tolh.

8.1.4 A re-set control shall be provided which returns the SCALE READING to zero.
8.2  Analogue display

8.2.1 The SCALE READING shall be given by an indicator such as a moving-coil meter or a pen recorder.

8.2.2  On single-range instruments, the scale shall have an approximately logarithmic form.

8.2.3 On multi-range instruments, the indicating meter shall not be damaged—when an input
correjponding to a full-scale reading on the highest range is applied on the 1

8.2.4 It shall be possible to change from one range to any lower or hight ;? the
INDICATED VALUE of AREA EXPOSURE PRODUCT changing by more tha

8.2.5 On multi-range instruments, the sensitivity between adjace

Y more
than 4 factor of 5.

8.2.6 It isfecommended that markings of nominal full-scale bloyed,
whergver possible, e.g. ranges of 10, 3 x 10, 102, 3 x 102

8.2.7 Scalg made
direct]

8.2.8 The all be
clearl

8.2.9 The

8.2.10 Thq maller

than {

8.3.1 The [AREA
Sub-clause 6.3.

OSURE, PRODUCT shall be indicated in accordance with requirements of accufacy in

8.3.2  Scale factors shall be powers of 10.

8.4 Presentation device

Functional output circuits may be provided which may take different forms according to their
purpose, for example:

— interruption of a circuit,
— closure of a circuit,
— interface signals for data processing.
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9. Commandes et réglages

9.1 Organes de commande

9.1.1 Tous les organcs de réglage manuel et d’indication doivent étre marqués, clairement et sans

am?lgUItC, sutvant leur fonction et devraient étre marqués par des symboles internationaux
(voir ’annexe C).

9.1.2 L’instrument doit comporter les indications suffisantes pour son utilisation, sans références cons-
tantes aux DOCUMENTS 1)’ ACCOMPAGNEMENT.

9.1.3 §’il est indispensuble de se reporter aux DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT, ce cas doit étre claire-
ment indiqué sur le m.OC DE COMMANDE et devrait étre marqué par des symboles internationaux.

9.2 [Compensation dubsorption

9.2.11 Un dispositif dc réglage doit étre prévu de maniére que le PRODU FACE pour le
plan d’incidence du rayonnement sur le PATIENT soit indiqué avec\la presision\req is> Iarticle 6,
dans les cas ol des matériaux absorbants sont intercalés e perman WMBRE D’IONI-
S'ATI.ON etle paTiENT: par cxemple, panneau vertical d’u ie, [panneau d’un
cquipement avee GAINg [QUIPEE en dessous du panneat

9.2.2 Ce dispositil' de réglage doit pouvoir étre verrouilleNpo dification par

inadvertance, ou par incompétence, et doit étre £s DOCUMENTS

D’ACCOMPAGNEMENT, pour qu’un réglage ¢

10.
efit représentatif du modele,
Iprés mise en service.
10.0, BRI Te s de vérifier la précision requise a article 6. On pgut utiliser des
ce cas, le constructeur doit pouvoir donner la preuye qu’elles per-

10.1

4
10.1 umpdnt doit étre réglé et étalonné individuellement avant la sortie d ufine.
10.1

MOGENY utilisé pour I'essai doit fournir un faisceau de rayonnement dont le DEBIT
N, mesure dans une section droite du faisceau, ne doit pas étre inférieur a 90% de sa
valeur maximale & Uintéricur du champ utilisé pour I'essai, compte non tenu de la surface de la
pénombre (voir lo paragraphe 10.1.5).

10.1.3 Lg montage d'essat et d'étalonnage doit étre effectué de maniére a reproduire. autant que
possible, les conditions pour lesquelles Pinstrument est spécifié (voir annexe A).

10.1.4  La distance entre lo TUBE RADIOGENE et la CHAMBRE D’IONISATION doit étre fixe, de maniére a
assurer I'homogendite du taisceau prescrite au paragraphe 10.1.2.

10.1.5  Les dimensions du vover du TUBE RADIOGENE et la position de DISPOSITIFS DE LIMITATION DU
FAISCEAU doivent dure telles que la pénombre, entre 10% et 95% du DEBIT D’EXPOSITION maximal.
ne presente pas une largeur supérieure 4 3 mm sur la CHAMBRE D’IONISATION essayéc.
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9. Control and adjustment

9.1 Operating controls

9.1.1  All means for manual adjustment and indication shall be clearly and unambiguously marked
with their function and should be marked by international symbols (see Appendix C).

9.1.2 The instrument shall carry information on itself to enable it to be used without continual
reference to the ACCOMPANYING DOCUMENTS.

9.1.3 Ifitisessential to refer to ACCOMPANYING DOCUMENTS, this shall be clearly marked on the CONTROL
PANEL and should be marked by international symbols.

9.2 Compc t.)uffunfUl nbsorber

9.2.1 A mepns of adjustment shall be provided so that the AREA EXPOSURE PR
which [the radiation is incident on the PATIENT can be indicated with he g
Clausel 6 in cases where absorbing materials are permanently pres
CHAMBER and the PATIENT; e.g. backboard of fluoroscopic stand, table top
under-fable X-RAY TUBE.

9.2.2 This 4djustment shall be capable of being locked to preve
and shpll be described sufficiently in the ACCOMPANYING
be corfectly made.

10. Methods of test and calibration

Note. —| Procedures for three typesaf tests

e-desc 'beds
each Tridividua

instrument,
tive lagtrument and
10.0.1 The scribed are capableof giying the accuracy required in Clause 6. Other procgdures
may b ¢ watvlifacturer shall be able to demonstrate that they pfovide
the acq i
10.1  Factoly:
10.1.1 Eaé wndir 1 t shall be tested and calibrated before leaving the factory.
10.1.2 The BE used for this test shall provide a radiation beam whose EXPOSURE RATE ver a

cross-gection of thebéam shall be not less than 90% of its maximum value over the USEFUL FIELD used

f 1 Frait- PR +1 Vol ) 1 Ve Qurd 1 Fe Ok
or theestrexeepttor-thearcaotthrepermumbra(see Sub—clause 10157

10.1.3  The test and calibration set-up shall be such as to simulate as far as practicable the arrangement
for which the instrument is specified (see Appendix A).

10.1.4 The distance between the X-RAY TUBE and the IONIZATION CHAMBER shall not be varied in order to
achieve the beam uniformity required in Sub-clause 10.1.2.

10.1.5 The size of FOCAL SPOT and the position of BEAM LIMITING DEVICES shall be such as to give a
penumbra with a width at the I0N1ZATION CHAMBER under test not exceeding 3 mm between 10%
and 95% of the maximum EXPOSURE RATE.
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10.1.6 La surface du FAISCEAU DE RAYONNEMENT doit étre déterminée par une méthode radiographique,
ou analogue, avec une précision de £ 5%. le bord du faisceau étant défini par la limite de 50% du

DEBIT D EXPOSITION maximal.

10.1.7 L’essai de 'homogeénéité de la REPONSE, sur la surface de la CHAMBRE D’IONISATION, doit étre
effectué de la maniére suivante: on dispose sur le trajet du FAISCEAU DE RAYONNEMENT un dia-
phragme auxiliaire d’ouverture rectangulaire dans le rapport 2:1, laissant passer 40% du FAISCEAU
UTILE et on choisit la partie du champ présentant le maximum d’homogénéite (répartition homo-
géne de I'exposition). Le diaphragme auxiliaire doit étre place entre le filtre et [a CHAMBRE D’IONISA-
TION. Pour mesurer sa REPONSE, on fait occuper successivement a la chambre quatre positions a
90° I'une de Pautre (voir 'annexe A, figure 2, page 30) - I'écart mesuré ne doit pas étre supérieur

a +5%.

10.1.8 Le RADIAMETRE DE PRODUIT EXPOSITION-SURFACE, au complet. doit étre gtalanné par comparaison

celui qui est représenté a Pannexe A, figure 1, page 30.

10.1l9 La CHAMBRE DE COMPARAISON doit étre étalonnée au moyen d’

10.1.10 L’étalonnage doit &tre effectué au moins pour deuyQUALIYES §

rence a 10% prés de la plus basse DIFFEREN
Putilisation du RADIAMETRE,
— correspondant 4 une COUCH
rence & 10% prés de la plu
I'utilisation du RADIAMETRE,
et pour chacune de ces QUALITE
suivantes:

‘){Q( ntage comme

r%rence com-

um, de préfé-
indiquée pour

um, de préfé-
indiquée pour

s d’irradiation

scopie,
E convenant a

s de l'article 6

1 que linstru-
IT EXPOSITION-

le de la série,

S 1 -~ 1° MONEDE I PR TR
10.22— T TUBE RADIOGENE Tt ic momtagedressarsdorreni—ife

graphes 10.1.2 a4 10.1.6 inclus.

1.;~ mames aue ceux dé
- =y

rits aux para-

102.3  L’instrument soumis aux essais de prototype doit avoir £1é essave et €étalonné conformément aux

prescriptions des paragraphes 10.1.7 a2 10.1.12 inclus.

10.2.4 La vérification doit &tre effectuée pour au moins irois QUALITES DE RAYONNEMENT définies par
des COUCHES DE DEMI-TRANSMISSION de 1,5 mm. 2 mm et 6 mm d’aluminium environ.

10.2.5 La vérification doit étre effectuée pour au moins trois valeurs de DEBIT DE PRODUIT EXPOSITION-
SURFACE, au moins aux valeurs extrémes comprises entre 3~ 10-1 R cm2slet3x104Rcem2s-leta

une valeur intermédiaire d’environ 102 R cm?2 s™".
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10.1.6 By radiography or otherwise, a method shall be used to determine the USEFUL FIELD to an
accuracy of +5%, the edge of the field being defined as the line of 50% of the maximum EXPOSURE
RATE.

10.1.7 The test for uniformity of RESPONSE over the area of the IONIZATION CHAMBER shall be as follows:
an additional DIAPHRAGM shall be installed with a 2:1 rectangular aperture transmitting 40% of
the maximum USEFUL BEAM, the portion of the field being chosen that has maximum uniformity.
The position of the additional diaphragm shall be between the filter and the IONIZATION CHAMBER.
By rotating the chamber, its RESPONSE shall be measured at four positions, 90° apart (see
Appendix A, Figure 2, page 31) and the variation measured shall not exceed + 5%.

10.1.8 The complete AREA EXPOSURE PRODUCT METER shall be calibrated by comparison with another

AREA EXPOSURE—PRODUECT MEFERHCOFPOratinga—COMPARISON-CHAMBER—in—a—fet-upras shown in
Appendix A, Figure 1, page 31.

10.1.9 Th¢ COMPARISON CHAMBER shall have been calibrated by a reference exgostraunetedineQrp ?ting
a smjlll—volume IONIZATION CHAMBER (see Appendix A, Sub-clause A

10.1.10 T
— bel Y TUBE

PO
— ab X-RAY
TU

and fi
— an|X-RAY TUBE CURRE
- an

10.1.11 The sensiy ents of
Clauge 6 over

10.1.12 T rument
comjl T RATE.

10.2 T)«‘p{

102.1 A with a
prod

10.2.2 The'X=Kay TUBE and test set-up shall be the same as described in Sub-clauses 10.1.2 t¢ 10.1.6

inclusive.

10.2.3 The instrument undergoing the type test shall have been tested and calibrated as described in
Sub-clauses 10.1.7 to 10.1.12 inclusive.

10.2.4 The variation in RESPONSE with RADIATION QUALITY shall be measured at not fewer than three
RADIATION QUALITIES including those of HALF-VALUE LAYERS of about 1.5 mm aluminium, 2 mm
aluminium and 6 mm aluminium.

10.2.5 The variation in RESPONSE with AREA EXPOSURE PRODUCT RATE shall be measured at not fewer
than three values of AREA EXPOSURE PRODUCT RATE, at least at the extreme values in the range
3x10-' Rcm2s™ ' and 3% 104 R cm2 s™! and an intermediate value of about 102 R cm2 57",
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10.2.6 La vérification doit étre effectuée pour un TEMPS DE POSE de 1 ms et pour au moins trois autres

TEMPS DE POSE compris entre 20 ms et 30 s, le rapport entre ces différents TEMPS DE POSE n’étant pas
inférieur a 10.

10.2.7 La vérification doit étre effectuée pour trois surfaces carrées différentes de la chambre.
Celles-ci doivent correspondre & la surface maximale, et environ aux deux tiers et 4 un tiers de cette
valeur. Pour cette vérification tout DEBIT D’EXPOSITION convenable peut étre appliqué.

10.2.8  Sur demande, les résultats des essais de prototypes doivent pouvoir étre communiqués avec des
DOCUMENTS D’ ACCOMPAGNEMENT.

10.3  Etalonnage courant de maintenance

10.3.1 Cet étalonnage doit étre effectué, aprés la mise en service de linstrument, et.dans des conditions
atmosphériques (température ambiante, pression et humidité) aussi preches que possible de celles
qui sont spécifiées pour l'utilisation de 'instrument.

;X 10 cm a

lirées sur un
| exposé sans
b 0,5.

10.3.2

110.3.3

10.3.4 dfini au para-

10.3.9 opie, on doit

RE.

10.3.6 paragraphes

[ EXPOSITION-

10.3.7 £s, mais avec

radiographie.

10.3.9 agon a réaliser

4]110.3.7.

étre mis en
seryice par Ul commutateur, et au moyen duquel I'utilisateur puisse vérifier simplement la stabilité
¢€lectrique de I'instrument.

11.2 La variation du signal de sortie du CONTROLEUR D’ETALONNAGE doit étre inférieure & + 2% pour
les fluctuations de la tension d’alimentation indiquées a Iarticle 12.

12.  Alimentation

12.1 L’instrument doit étre réglé par le constructeur pour la tension d’alimentation et la fréquence
indiquées par T'utilisateur.
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10.2.6 The variation in RESPONSE with EXPOSURE TIME shall be measured at an EXPOSURE TIME of 1 ms
and not fewer than three other times between 20 ms and 30 s, the ratios between the times being
not less than 10:1.

10.2.7 The variation in RESPONSE with the irradiated area shall be measured for three square irradiated
areas of the chamber. These shall be the maximum rated area, and about two-thirds and one-third
of this value. Any convenient EXPOSURE RATE may be used.

10.2.8 The results of the type test shall be made available on request with the ACCOMPANYING
DOCUMENTS.

10.3  Routine calibration

10.3.1 This calibration shall be carried out after the instrument has been installed, and under environ-

ment p those
specified for the use of the instrument.

10.3.2 A gadiation beam shall be set up giving a field size of about 10 cf |\>nient
distahce, which may be on an examination table.

1033 A n Sub-
claus NS and
have

10.3.4 An ntioned
in Sub-clause 10.3.2, with an uncertainty not exc

1035 W used in
fluor METER.

10.3.6 Th i ollowing the procedure described in Sub-
claus : POSURE
PROD

10.3.7 TH vith an
X-RA aphy.

10.3.8 TH eement
with

11 Stabz'

11.1  The| MEAS vICE shall contain a STABILITY CHECK DEVICE which can be brought into
operption by a nge-over switch and by means of which the user may check the eflectrical
Stab hty nftha MEASHRING-PEVICE ma c(mp‘t) manner

11.2 The variation in the output signal from the STABILITY CHECK DEVICE shall be less than + 2% for
fluctuations of the supply potential as given in Clause 12.
12.  Mains supply

12.1 The instrument shall be adjusted by the manufacturer for the correct nominal supply potential
and the frequency indicated by the user.
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12.2  Les LIMITES D’ERREUR de I’article 6 ne doivent pas étre dépassées pour des fluctuations de la tension
d’alimentation de +10% & - 15% de la tension nominale du réseau.

12.3  Les LIMITES D’ERREUR de Iarticle 6 ne doivent pas étre dépassées pour des fluctuations de la fré-
quence de +1 Hz par rapport a la fréquence nominale du réseau.

13.  Sécurité électrique

Dans la version définitive de la présente norme, il sera fait référence & la norme de la CEI
relative aux «Regles générales de sécurité de 'équipement électrique utilisé dans la pratique médi-
cale» qui est actuellement a ’étude.

fait que ces
instruments peuvent étre utilisés dans des salles de cathétérisme cardigquit.

14. Marques et indications

14.1 |Chambre d’ionisation

La CHAMBRE D’IONISATION doit comporter
clairement lisibles:

ptes, fixées A |demeure et
- indication d’origine,

Ournisseur responsable de la confor-
ous de la présente norme;

itférentes parties de l’instrument [t entre les

14.2

comporter les inscriptions suivantes, fixées & demeure ¢t clairement

mafque de fabrique du constructeur, ou du fournisseur responsable de la confor-
¢ du DISPOSITIF DE MESURE & la présente norme;

. référence 1 type et numéro de série.
permettant d'ctablir la relation entre les difféerentes parties de I'instrument et entre les
DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT ;

— tension(s) nominale(s) d’alimentation et type de courant, fréquence(s) nominale(s) nécessaire(s)
pour que I'instrument satisfasse aux prescriptions de I'article 6.

143 Déclaration de conformité

Lorsque la conformité d’un instrument & cette norme est déclarée par le constructeur, elle doit étre
indiquée comme suit:

Radiameétre du produit exposition-surface. .. CEI 580/1977
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12.2 The LIMITS OF ERROR given in Clause 6 shall not be exceeded for fluctuations of the supply

potential of +10% to —15% of the rated mains potential.

12.3  The LIMITS OF ERROR given in Clause 6 shall not be exceeded for fluctuations of frequency of

+ 1 Hz from the rated mains frequency.

13.  Electrical safety

In the final version of this standard, reference shall be made to the IEC standard on “General

requirements for safety of electrical equipment used in medical practice”,

consideration.

Parficutar attention should be paid to those salety aspects relevant t
instrument may be used in cardiac catheterization rooms.

14. Marking

14.1 Ionizdtion chamber

The{ IONIZATION CHAMBER shall be provided with the(foll6Wing pe
legibld markings:

— indifation of origin,

th

— typq
td enable the relation
DOCUMENTS, to be¢

~ ATTENUATION BQUIW
— range OfRAD<>
14.2 Measyring devig
The)
legiblg
~ Indfp:
n3
MEASURI complies with this standard ;

- typq refefence and serial number,

be provided with the following permanently affixed and

rk of the manufacturer or supplier responsible for ensuring th

which is under

the faéxhc

t this

learly

th ¢ - S pplier responsible for ensurinlg that

NYING

learly

ht the

to enable the relation between separated parts of the instrument, including the AccoMPANY-

ING DOCUMENTS, to be recognized ;

- rated mains supply potential or potentials and type of current, and rated frequency or frequenc1es

required for the performance of the instrument to comply with Clause 6.

143 Statement of compliance

Where the compliances of an instrument with this standard is claimed by the manufacturer, it

shall be indicated as follows:

Area exposure product meter... TEC 580/1977
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15.  Documents d’accompagnement

15.1  Le constructeur doit fournir des informations suffisantes pour permettre une utilisation correcte de

Pinstrument.

152 En général, les DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT devraient étre conformes a la Publication 278

de la CEI: Documentation a fournir avec les appareils de mesure électroniques.

15.3 Les DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT doivent contenir des informations détaillées concernant les

points suivants:

- contrdle d’étalonnage; le mode opératoire permettant de vérifier la valeur indiq

uée par lins-

trument au moyen du CONTROLEUR D’ETALONNAGE et, si nécessaire, le mode opératoire pour le

réglage de la sensibilité de instrument, sur une LECTURE spécifiée;

— contrdle général; le mode opératoire permettant d’effex
Pinstrument;

issibles de la (des) différence(s) de potentiel et de la (des)
ur que I'instrument satisfasse aux conditions de 'article 6;

distance

inimale admise du FOYER; voir le paragraphe 7.3.

hlonnage soit

}t la valeur

talonnage de

fe général de
paration qui

D’EXPOSITION
OTENTIEL DU
(par exemple
bnctionne en

en valeur de
bur toutes les

onction de la
ENT

TES D'’ERREUR

fréquence(s)

tructjons appropriées a étre observées pendant le montage de la chambre, ppr exemple la

16. Certificats d’essais

Lorsque le constructeur a satisfait aux prescriptions des articles 14 et 15 et qu’il

a pris toutes

dispositions pour que I'instrument réponde également a toutes les autres prescriptions de cette norme,

il n’est pas exigé de certificat d’essai individuel.
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15.1

15.3

The manufacturer shall provide adequate information in order to ensure correct use of the

instru

In general, the ACCOMPANYING DOCUMENTS should comply with 1 EC Publication 278, Documents

— 25

Accompanying documents

ment.

to be Supplied with Electronic Measuring Apparatus.

The ACCOMPANYING DOCUMENTS shall contain detailed information on the following:

— stability check; the procedure by which the indicated value of the instrument can be checked by
means of the STABILITY CHECK DEVICE and, where necessary, the procedure for adjustment of the

sensitivity of the instrument to a specified SCALE READING: AN

— fred
intd
— lea}
perl

— OVE
insf
— fred
intd
affe
— opd
poi
as \
inst

— RAT]
POT
suif

— cornl
or

— ran

in

~ peq

to

— reld

uency of stability check; a recommendation that the stability check shomd
rvals not longer than one month;

c;}\é\d

rall check; the procedure by which an overall
rument can be made;

rvals not longer than every two years and i
cted the calibration;

rating conditions; the maximum and POSURE RATES and the
ding operating conditions, X-RAY_TWBE P¢ CE and X-RAY TUBE CU
wvell as other details (e.g. type of § o\be observed for the operation

rument within the LIMITS OF ERRO

miginium distance from the FOCAL sPOT; see Sub-clause 7.3.

16. Test certification

Where the manufacturer has complied with the requirements of Clauses 14 and 15 and provided
that the instrument fully complies with all other requirements of this standard, individual test

certificates are not required.

vant. instructions to be observed when installing the IONIZATION CHAMBER, for exan|\ple its
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ANNEXE A

METHODE D’ESSAI ET D’ETALONNAGE

Applicable aux contréles de fabrication ( paragraphe 10.1 ) et aux essais de prototype ( paragraphe 10.2)

Al. Matériel nécessaire

Al.l Le matenel devralt étre, soit recouvert d’'une enveloppe pour fonctionner dans une salle protégée

Al ‘ : (eglage inst Puts devraient
étre placés en dehors de la salle qui contient la SOURCE DE RA NT £t (BRES D IONISA-
TION ou dans un endroit ou 'opérateur soit protégé, conformemen s tafion nationale

Al.3 Lorsque les organes de réglage ou de commange i iftués a 'iptérieur de la

lecture.

Al4 Une disposition typique du ¢
page 30.

r la figure 1,

Alg es gabarits ou
Al.4 Des dlsposmon i é iS58 L 1 ‘ a ¢ hutour de son

Al.T Lera
D’IONIS

Al.

des CHAMBRES

’elle reproduise,

Al. CEAU UTILE, 2

’homogénéité.
Al. e c’est le cas,
ipn du faisceau

tfransmis le cHAMP UTILE de la chambre 4 étalonner.

Al.11 Un corps absorbant (représentant le porte-patient ou le panneau d’un appareil d’examen) équi-
valant en atténuation a 0,5 mm d’aluminium, de dimensions suffisantes pour recevoir tout le FAIS-
CEAU UTILE d’étalonnage, doit étre prévu pour toute CHAMBRE D’IONISATION destinée a étre utilisée
avec une GAINE EQUIPEE sous la table. Le corps absorbant doit étre placé entre la CHAMBRE D’IONISA-
TION & étalonner et la CHAMBRE DE COMPARAISON, dans une position telle qu’elle n’introduise pas d’er-
reursduesa larétrodiffusion et qu'elle reproduise sensiblement les conditions rencontrées en pratique.

A1.12 L’homogénéité du rayonnement dans la partie du CHAMP UTILE, retenue pour les essais et I’éta-
lonnage conformément au paragraphe 10.1.7, doit étre vérifiée au minimum pour six positions avec
une CHAMBRE D’IONISATION de faible volume. La figure 2, page 30, montre le profil du diaphragme
complémentaire prescrit pour obtenir le champ décentré & utiliser pour cet essal.


https://iecnorm.com/api/?name=222eef334d4595f6193c5440b928c4bf

27—

APPENDIX A

METHOD OF TEST AND CALIBRATION

Applicable to a factory test ( Sub-clause 10.1) and type test ( Sub-clause 10.2)

Al. Equipment required

Al.l The equipment should either be housed for operation in a separate protected room, or be
protected so that stray radiation outside the actual calibration area is below thelimits as required

by ndtional regulations on radiation protection.

A1.2 The|coNTROL PANEL of the X-RAY GENERATOR and the instrument control§'s either
outsi i beation
wher

Al.3 Wh jats S j es may

Al4

AlS ble jigs

Al.6 ral axis

Al7

AlS far as

Al9 bosition

Al.10 Tﬁ wC is used,

position and of such a size as to include the maximum USEFUL BEAM
trangmitted' t the chamber under calibration.

Al.1l  Airabsorbert{representmg—the—table—top—or-—the—backboard—of—4n examinaton—equtpment) of
0.5 mm aluminium attenuation equivalent, and of adequate size to cover the USEFUL BEAM used for
calibration, shall be provided for any 1ONIZATION CHAMBER intended for use with an X-RAY TUBE
ASSEMBLY under the table. The absorber shall be arranged between the IONIZATION CHAMBER under
calibration and the COMPARISON CHAMBER and be in such a position as not to involve inaccuracies
due to back scattering, i.e. in such a position so as to simulate practical conditions.

A1.12 The uniformity over that part of the UserFuL FIELD used for the test and calibration as required in
Sub-clause 10.1.7 shall be checked at a minimum of six positions using a small IONIZATION
cHAMBER. Figure 2, page 31, illustrates the shape of the additional diaphragm required to produce
the off-centred field used for this test.
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Al.13 Sil’homogénéité du rayonnement du CHAMP UTILE r’est pas comprise dans les limites de 90% a
100% de son DEBIT D’EXPOSITION maximal, des corrections doivent étre faites, soit dans le calcul du
PRODUIT EXPOSITION-SURFACE de la CHAMBRE DE COMPARAISON. soit en utilisant un FILTRE EGALISA-

TEUR, pour autant que celui-ci n’entraine pas une modification inacceptable de la
RAYONNEMENT.

QUALITE DU

Note. — L’homogeénéit¢é du champ de rayonnement d'un TUBE RADIOGENE est susceptible de se dégrader a I'usage; des

vérifications devraient donc étre effectuées tous les six mois environ.

Al.14 I est nécessaire de pouvoir disposer d’un EXPOSIMETRE étalonné pour les vérifications d’éta-

lonnage.

A2. Méthode d’étalonnage de la chambre de comparaison

A2

A22

A23

A24

A25

A3.

A3l

A32

Un mode d’¢talonnage simplifié, comportai
UTILE irradié, devrait étre pratiq i
a vérification, au moyen de la

quivalent a 0,5 mm d’aluminium. Ces essais devraient &

typique, devraient figurer dans les

DIONISATION en essai devrait ensuite étre étalonnée avec ou sans a

‘utilisateur devrait trouverdans e DOCHMENTS I Aco A4
Sty L= HNT 1D

AEAMEMNFLa

e constructeur devrait effectuer des étalonnages, avec ¢

rée, sur un

§lus grande

thamp et on
pra comparé

s du CHAMP
méme temps
UALITES DU

et, dans le
osphériques

pas s’il sera
t sans inter-
re effectués
bsultats d’un
DOCUMENTS

bsorbeur, et

Fary Fal 4
YT TOMT ATINEVEIN T 15 COTTCCTIOTT S

€tre nécessaire d'apporter pour tenir compte des conditions locales.

’il pourrait
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Al.13  If the uniformity of the USEFUL FIELD is not within 90% to 100% of its maximum EXPOSURE RATE,
corrections shall be made, either by computing AREA EXPOSURE PRODUCT to the COMPARISON
CHAMBER or by the use of a FIELD-FLATTENING FILTER, 50 long as this does not produce unacceptable
modification of the RADIATION QUALITY.

Note. — The field uniformity of any X-RAY TUBE is subject to deterioration in use; checks should therefore be made

about every six months.

Al.14 A calibrated EXPOSURE METER shall be available for the calibration procedure.

A2

A2.1

A22

A23

A24

A25

A3.

A3l

A32

Method of calibration of comparison chamber

The rlelative EXPOSURE RATE distribution over the USEFUL FIELD shall be m bquate
numbgr of points by using an instrument with a detector of largest dime >cm.
The detector of the calibrated EXPOSURE METER shall then be placéd at 2 in the
field and the values of EXPOSURE RATE over the entire field calculated.

From these values, the AREA EXPOSURE PRODUCT RAT \ ¢ o the
INDICATED VALUE of the IONIZATION CHAMBER under caljbrati

A simplified calibration procedure, involving m ' three positions over the
USEFULL FIELD, should be carried out at/leas g ; ensaine time, by measurement
of the| HALF-VALUE LAYERS, the RADIANON QUAM used\for routine calibrations should be
checked.

All cpmponents shall be allowed to reach tefnpegature equilibrium, and in the case of an unsealed
chamber pressure equilibgt wi ir surroyndyngs bgfore calibration.
Effect jof “abso

Whein an ARE ER is calibrated and it is not known whether an abporber
will be used, the\makufs uld’ carry out calibrations, both without and with absorper of
0.5 min akimitium, a§ a ¢st on a number of IONIZATION CHAMBERS: results of a {vpical
calibrdp i € ACCOMPANYING DOCUMENTS.

The IDNIZATION S BER under test should then be calibrated either with or without an absprber,
and theuser should be referred in the ACCOMPANYRNG-DOCEMENTto—rv—eorreetion—that-miboht be

necessary to allow for local conditions.
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Filtre Tube radiogéne

Chambre en cours d’étalonnage Foyer

Absorbeur Premier diaphragme

Chambre de comparaison Diaphragme principal
Obturateur7 /

1

Salle d’étalonnage

‘ N
1

A\
Disposition matérielle/ \ \)
de radioprotection - /

Bloc de commande
060/77

Fi¢. 1. — Type d’installation pour I'éts : ADIAMETRE DE PRODUIT EXPOSITION-SURFACE.
4
CHAMP UTILE
du FAISCEAU UTILE maximal\/_\
~
=
CHAMP UTILE retenu pour son
maximum d’homogénéité
061{77
F1G. 2. — Position du champ décentré utilisé pour I'essai de I’homogénéité
de la REPONSE de la CHAMBRE D’IONISATION (voir le paragraphe 10.1.7).
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Fitter X-ray tube
Chamber under calibration Focal spot
Absorber First diaphragm
Comparison chamber Main diaphragm
Shutter7 /

RES ~
1]

Calibration room /

Protective shielding

NT
%

Control panel

USEFUL FIELD of the

aximum USEFUL BEAM\ /\

USEFUL FIELD selected
for maximum uniformity

061/77

FI1G. 2. - Position of the off-centred field used for test of uniformity
of RESPONSE of the IONIZATION CHAMBER (see Sub-clause 10.1 .
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ANNEXE B
TERMINOLOGIE
Bl. Index des termes
Absorption B2.1.2 Filtration inhérente B2.2.7
Absorption d’énergie B2.1.2 Filtration totale B2.1.4
Atténuation B2.1.1 Foyer B2.3.3
AN
Bloc d¢ commande B2.6.4 Gaine équipée B2.3.5
Chamlre de comparaison B2.5.4 Groupe radiogéne B2.3.1
Chamlre d’ionisation B2.5.3
Chamyp utile 3.2.4 Irradiation B2.1.5
Cible B2.3.2
Contrdleur d’ét_alonnage' ' Lecture "B2.55
Couchg de demi-transmission B2.5.6
Courapt dans le tube radiogéne 3.2.1'0
Débit f’exposition
Débit fle produit exposition-surface B2.6.3
Diaphragme 321
Diaphfagme lumineux
Différgnce de potentiel du tube radiogene B2.2.4
Dispogitif d’adaptation
Dispofgitif d’affichage
Dispogitif de limitation du faisceau B2.5.1
Dispogitif de mesure 322
Docurpents d’accompagneme 3.2.9
Ecran [renforgateur Source de rayonnement B2.3.4
Energie d’'un rayonneme Spécifié B2.6.6
Energle équivalentg Spécifique B2.6.7
Equivhlent d"all n
Examg¢n radiologiue’medic .
Exposjmétre Taux <:l'o§c1]I‘al10n B2.3.9
Exposjtion Tube radiogéne B2.3.6
Faiscdau utj B2.4.1 Valeur indiquée B2.5.7
Filtrai B2.1.3 Valeur indiquée de référence B2.5.8
4
B2.

Yes définitions de cette annexe sont encore A I'étude; elles seront introduites ultérieurement dans
divers chapitres du Vocabulaire Electrotechnique International. Les versions finales approuvées des
définitions pourront entrainer une révision du texte de cette norme.

Les définitions des termes utilisés dans cette annexe ne sont pas nécessairement contenues
ci-aprés. Elles feront partie du chapitre Radiologic médicale du V.E.I, & présent a 'étude.

B2.1 Interaction
B2.1.1 Atténuation (V.E.1L. 391-04-22)

Réduction d’une grandeur liée au RAYONNEMENT lors du passage de ce RAYONNEMENT & travers la

matiére résultant de tous les types d’interaction avec la matiére.
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APPENDIX B
TERMINOLOGY
Bl. Index of terms
Absorption B2.1.2 Limits of error
Accompanying documents B2.6.5
Area exposure product 3.2.1

Measuring device

3.2.10

325
B2.6.1

Area exposure product meter 3.2.2 Medical radiological examination  /_
Area exposure productTare 323
Attenuation ) B2.1.1 .
Attenuation eqfiivalent B2.2.8 Patient )
Percentage ripple
Beam-limiting glevice B2.4.2 Presentation device

Comparison chamber B2.5.4 Radiat?on energy
Control panel B2.6.4 Radiation meter,
Radiation qualit
Diaphragm €
Display device

Energy absorption
Equivalent enefgy
Exposure
Exposure mete
Exposure rate

Filtration
Focal spot

Half-value laye

Useful beam
Indicated value Useful field
Inherent filtratipn
Intensifying scrgen
Ionization chamber
Irradiation

X-ray generator
X-ray tube

X-ray tube assembly
X-ray tube current

Light beam diaphra B2.4.4 X-ray tube potential difference

4
B2. Definit

The [définitions 1

B2.6.3

2.3.9
§3.2.7
B2.2.3
B2.5.1
B2.2.4
B2.3.4
B2.5.8

B2.5.6
3.29

B2.5.5

328
B2.6.7
B2.6.6

B2.3.2
B2.14

B2.4.1
324

B2.3.1
B2.3.6
B2.3.5
B2.3.8
B2.3.7

this appendix are still under consideration. They will be included ldter in

various chapters of the International Electrotechnical Vocabulary. The final approved versions of

the definitions may require a revision of the wording of this standard.

The definitions of terms used in this Appendix are not necessarily included herein. They will be
contained in the chapter Medical Radiology of the I.LE.V.. and are at present under consideration.

B2.1 Interaction

B2.1.1 Attenuation (1LE.V. 391-04-22)

The reduction of a RADIATION quantity upon passage of RADIATION through matter resulting from

all types of interaction with matter.
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La grandeur liée au rayonnement peut €tre, par exemple, le débit de fluence de particules ou le
débit de fluence énergétique.

Note. — La réduction géométrique de la grandeur liée au rayonnement due a la distance a Ja SOURCE DE RAYONNEMENT n’est
habituellement pas incluse.

B2.1.2  Absorption (d’énergie) (V.E.1. 391-04-13)

Phénoméne par lequel un rayonnement traversant une matiére communique a celle-ci une partie
ou la totalite de son énergie.

B2.1.3  Filtration
Modification des caractéristiques des RAYONNEMENTS IONISANTS traversant de la matiére, par

exemple:
mw EMENT POLY-

FA §EAU UTILE.

L4 ML | 1 (] Lomidd L et —
—  ABSURFPTION PICICITIIUTIIC ULS  CONTPUSATITS Ut 1d1UIC PDUTICUH AU

ENERGETIQUE X ou GAMMA accompagnant son ATTENUATION

— modification de la distribution des DEBITS D’EXPOSITION au-del

B2.14 Filtration totale

Ensemble des FILTRATIONS INHERENTE €t ADDITIONNE
PATIENT ou une surface définie.

INEMENT et le

B2.1)5 Irradiation
Exposition de la matiére 4 un RAYONNEM

B2.2| Quantités et coefficients

B2.2)1  Exposition
Lettre symbole X.

Grandeur spécig A YONNEMENTS

ibérés par les
asse dm sont complétement arrétes dans I'afr.

est le rontgen, R, 1 réntgen étant égal a 2,58 x 10 * (/kg.

B2.2

ar d¢, ou dX

Ly
dt

L’unité de DEBIT D’EXPOSITION est le coulomb par kilogramme - seconde.
L’unité spéciale de DEBIT D’EXPOSITION est le rontgen ou son multiple ou sous-multiple par unité
appropriée du temps.

B2.2.3  Energie d’'un rayonnement

Quantité appliquée & un RAYONNEMENT IONISANT indiquant P'énergie transportée par un photon
ou une particule.

L’unité spéciale d’ENERGIE D’UN RAYONNEMENT est I'électron-volt, eV, 1 électron-volt étant égal
a 1,60219 x 10-1°7.
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The radiation quantity may be, for example, the particle flux density or the energy flux density.

Note. — ATTENUATION usually does not include the geometric reduction of the radiation quantity with distance from the
RADIATION SOURCE.

B2.1.2 (Energy) absorption (1.LE.V. 391-04-13)

A phenomenon in which incident radiation transfers to the matter which it traverses some or all
of its energy.

B2.1.3  Filtration
The modification of characteristics of IONIZING RADIATION on passing through matter, e.g.:

— thg Pt eferentialapsorpTiON-of theless penetr at;us buuxpuucuta of nnu;x\u'@ Xor GAMMA
RADIATION accompanying its ATTENUATION; \
BE_Bm

SOURCE

— th¢ modification of the distribution of the EXPOSURE RATE over the ax

B2.1.4 Tqtal filtration

The total of INHERENT FILTRATION and ADDITIONAL FILTRA
and the PATIENT or a defined plane.

B2.1.5 Irfadiation
Exposing of matter to RADIATION.

B2.2  Qudntities and coefficients

B2.2.1 FExposure
Leftter symbol X.

Spl ; ¢ b in air,
the qluotlent ofdQ byd 1, whare dQ 1s i bne sign
prod 3 volume

elemp

TH

re dX 1s
the

o dX
S dr
The unit of EXPOSURE RATE is coulomb per kilogram - second.
The special unit of EXPOSURE RATE is the rontgen or its multiple or submultiple per a suitable unit
of time.

B2.2.3  Radiation energy
A quantity applied to IONIZING RADIATION indicating the energy a photon or a particle is carrying.

The special unit of RADIATION ENERGY is the electron-volt, eV, 1 electron-volt being equal
to 1.60219 x 10-1°J.
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B2.2.4  Qualité de ravonnement

Quantité indiquant une caractéristique d’'un RAYONNEMENT IONISANT déterminée par la distribu-
tion spectrale d'une quantité de rayonnement en relation avec 'ENERGIE DE RAYONNEMENT.

Note. - Pour des buts différents, des approximations pratiques de la QUALITE D’'UN RAYONNEMENT sont exprimées en termes
de variables telles que:

a) la tension avec le TAUX D'OSCILLATION et la FILTRATION TOTALE;

b) la premiére COUCHE DE DEMI-TRANSMISSION pour une tension spécifiée avec le TAUX D’OSCILLATION
¢) la premiére COUCHE DE DEMI-TRANSMISSION et |a FILTRATION TOTALE;

d) le quotient de la premiére et de la deuxiéme COUCHE DE DEMI-TRANSMISSION ;

e) IENERGIE EQUIVALENTE.

B2.2.5 Energie équivalente

el . ,e N rm , - .
Qnanhfp xnrhqnant PENERGIE DE RAVONNEMENT-d HA-RAYOMNNEMENT-MONOENERGETIOUE qui aurait

le méme effet spécifié que le RAYONNEMENT POLYENERGETIQUE considére

B2.2|6  Couche de demi-transmission

terminée par
 AYONNEMENT
DEBIT D’EXPO-

ous—muitiples

¢ peut.

B2.2

sont traversés

B2.2
référence qui,
ons géomeétri-
C.

N est exprimé par 'épaisseur de la couche en millimgtres suivie de
e référence.

Ensemble/comprenant tous les composants nécessaires a la production et la ¢ommande de
KAYUNNEMEINNT A, Pdl C)\Cllll}}c ;C \Jl’:lVl’:K/‘\lt‘,UK KADIULUGIQUL HAUTE TEINSIUN lCié 2;1 un (deS)

ENSEMBLE(S) RADIOGENE(S).

B2.3.2  Cible
Partie d’un EQUIPEMENT RADIOLOGIQUE sur laquelle sont dirigées les particules accélérées pour
I’émission de RAYONNEMENTS IONISANTS.
B2.3.3  Foyer optique
Projection du FOYER ELECTRONIQUE sur un plan perpendiculaire & une direction spécifiée.

Note. — Le terme FOYER employé sans qualificatif désigne le FOYER OPTIQUE.
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